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La caractérisation de la taille de grain <0

ADCIS

Plusieurs normes ont éte elaborées pour caracteriser la structure \
granulaire des matériaux meétalliques :

E Norme ASTM E 112 (ou NF EN ISO 643) et E 1382
Détermination de la grosseur de grain moyen apparente a partir des sections
micrographiques

E Norme ASTM E 930
Estimation de l&argeur du plus gros grain observe sur s@etion
micrographique

E Norme ASTM E 1181
Caractérisation des tailles de grain pour les matériaux ayant deux tailles distincte:
ou plus
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Norme ASTM E 112
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Norme ASTM E 112
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Limitation de la norme ASTM E 112

E 9f (S 3asal L@ kR LSS
gamme de tailles de grain, ni une distributmoulti-modale
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inclusions et les artéfacts de préparation

E Il est nécessaire de segmenter totalement
les grains pour calculer la distribution

de tailles (surfaces) des grains
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apparente est alors égal a :

G=-2.9542 +3.3219 log, N,
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Segmentation des grains
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Segmentation degrains en action

Extraction des joints
reveles

Image des
grains

Suppression des precipités,
inclusions et artéfacts

Image des
grains apres
filtrage
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